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A tesztelméletek djabb, a nemzetk6zi mérésekben (OECD PISA) is egyre inkdbb alkalmazott
generdcidjat adjak az objektiv mérést is lehetdvé tevd valdszinliségi tesztelméletek (Bond és
Fox, 2001; Horvdth, 1997). Az objektiv mérés megvaldsitdsanak lehetdségével, mddszereivel
régéta foglalkoznak a tdrsadalomtudésok, mivel azdltal lehetdség nyilna egyetemes, minden-
ki éltal elfogadott skdldk megalkotdsédra (Write és Stone, 1979; Griffin, 1999). Hazédnkban je-
lentés muilttal rendelkeznek a klasszikus tesztelméleti modszerekkel torténd elemzések, azon-
ban ezek nem alkalmasak az objektiv mérés, az objektiv skdldk megalkotdsédra, tovabba mdd-
szerei segitségével bizonyos kérdéseket nem tudunk megvalaszolni.

Az eldadés célja a klasszikus tesztelmélethez képest a valdszintiségi tesztelmélet (IRT)
adta lehetdségek, kiillonboz6 valdszinliségi fiiggvényeken nyugvé elemzések bemutatdsa. A
bemutatott elemzések alapjat szimuldlt adatbdzisok (N=2000) képezik. Az elemzésekhez a
ConQuest szoftvert hasznaljuk.

Az eldadds harom, kiilonboz6 tipust adatok elemzésére alkalmas mérési modellt, méd-
szert mutat be. Mindhdrom modell a valdszinliségi modellek csalddjaba tartozik, illetve lehe-
toséget biztosit a mintafiiggetlen itemkalibraciéra és a személy képességparaméterének teszt-
fliggetlen meghatdrozasara.

A dichotom adatok esetében hasznélt mérési modell a Rasch-modell (Rasch, 1960), a pe-
dagdgiai-pszicholdgiai teszteken nyujtott teljesitmények elemzésében leggyakrabban hasznalt
IRT-modell. Ez a modell dichotémitdsanal fogva a részben j6 vdlaszok elemzésére nem ad
lehetdséget. A bemutatdsra keriilé masik két modell Andrich (1979) rangskalds modellje és
Masters (1982) parcidlis kredit modellje. E16bbi modell hédtrdnya, hogy csak azon adatbizis-
ok esetén alkalmazhatd, ahol minden egyes itemnek megegyezik a skdlaszerkezete. Ezzel
szemben a parcidlis kredit modellben minden egyes itemnek akdr teljesen kiilonboz6 skdla-
szerkezete is lehet. A parcidlis kredit modell alkalmazhaté példdul Likert-skalan 1év6 adatok
elemzése sordn, vagy olyan itemeknél, ahol a vdlaszok egy része jobb, mint a tobbi (pl.: tév-
képzet-kutatdsokban), vagy olyan tobblépcsds itemek esetében (pl. problémamegolddsnal),
ahol a didknak tobb, egymadstol lehetdleg fiiggetlen 1épést kell megoldania a feladat elvégzése
sordn. Az el6adds keretében kitériink e modellek megkiilonboztetd tulajdonsigaira is.

A val6szinliségi tesztelmélet eszkozt ad a kutatdk kezébe az idedlis mérés megvaldsitdsa-
hoz, ahol elvart, hogy a teljesitmény fiiggvényében meg tudjuk mondani, hogy mit tud az
adott didk, a vizsgdlt képesség fejlodésének milyen stddiumdban van, mi védrhat6 el téle. A
Rasch-modell és tovabbfejlesztett véltozatai egyetemes skalak 1étrehozasahoz adnak matema-
tikai hatteret, ahol dssze tudjuk kapcsolni a tanuldk képességszintjének és az itemek nehézsé-
gi szintjének két skdldjat. Az OECD PISA 2003-as mérés kapcsan nemzetkozi szinten mdr el-
indult egy ilyen irdnyu skdldzasra vonatkozé kezdeményezés.
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